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(54) OPTISCHER ADAPTER FUR EIN DOPPELSTRAHL KURZKOHARENZ-INTERFEROMETRIE VERFAHREN UND
ANORDNUNG ZUR INTRAOKULAREN DISTANZMESSUNG

(57) Die Messung intraokularer Distanzen, wie der okula-
ren Achslange und von Distanzen in der Vorderkam-
mer, ist von grosser Wichtigkeit in der Ophthalmolo-
gie. Moderne, beriihrungsfrei arbeitende Instrumente
arbeiten mit Kurzkohérenz-Interferometrie. Wahrend
die  Kurzkoharenz-interferometrische  Achslangen-
messung schon gut beherrscht wird, hat sich die
Messbarkeit von Distanzen der Vorderkammer als
deutlich schwieriger herausgestellt. Die zugrunde
liegenden Probleme werden durch einen optische
Adapter in  einem  Doppelstrahl  Kurzkoha-
renz-Interferometer geldst, der fur Beleuchtungsstrahl
und Messstrahl variable Strahldurchmesser, variable
Strahl-Konvergenzen, variable Schragen, variable
Azimute und variable raumliche Positionen der zu-
grunde liegenden Purkinje-Bilder einzustellen erlaubt.
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